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Unterstützung des Anwender bei neuartigen

Möglichkeiten der GDOS

Thomas Asam, TAZ GmbH, Eurasburg

14. Deutsches Anwendertreffen
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Angebot

Wir bieten Ihnen an:

- GDOS: Unterstützung des Kunden auch vor Ort bei
schwierigen Applikationen

- REM/EDX: Durchführung aller Arten von Bruch-
und Schadensanalysen

- Prozeßanalyse: Optimierung komplexer Fertigungs-
prozesse



TAZ GmbH - Qualitätssicherung in der Oberflächen- und Metallanalytik

Neuerungen

Übersicht Bruchfläche
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Neuerungen
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Tiefenaufgelöste Werkstoffbe-
stimmung von Plattierschichten
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y = 0,033*x−0,0005   r = 0,99995   NWG: 0,085 ppm
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Nachweis von Cd in Nickel

Probenbezeichnung:
HSO610 (Vergleich)

GDS-Bedingungen:
120W,0.9hPa; 5000 0.40 / 1,0

Datum/Zeit:
26.07.2007 17:54:43

RAW= : MTH=07072306_cdspuren
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Analyse dünner und dünnster Schichten
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Seminar: Analyse dünner und 
dünnster Schichten mittels GDOS

5. und 6. Juni 2008:
Theorie:
Verbesserungsmöglichkeiten der GDOS in Hinblick der Analyse dünner
und dünnster Schichten (Anregungsbedingungen, apparativer Aufbau,
Dichtungen, Sputtergas usw.)

Dennis Klemm, Volker Hoffmann und Michael Köster

Praxis, u. a.:
- Analyse dünner und dünnster Oxidschichten auf austenitischen
Stählen
- Argon, Argon-Wasserstoff und Neon als Sputtergas
- Wiederholen des „Shimidzu-Experimentes“

Ameldungen: Info@tazgmbh.de oder tel. : 08208/958156
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Angebot

Wir bieten Ihnen an:

- GDOS: Unterstützung des Kunden auch vor Ort bei
schwierigen Applikationen

- REM/EDX: Durchführung aller Arten von Bruch-
und Schadensanalysen

- Prozeßanalyse: Optimierung komplexer Fertigungs-
prozesse

Nehmen Sie Kontakt auf:

Info@tazgmbh.de oder Tel. : 08208/958156
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!




